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Rentgenfluorescenční analýza 

Analytická metoda atomového slo�ení

Výzkum různých druhů vzorků

Z > 15

Základem je buzení charakteristického 
záření X pomocí fotoefektu



Princip metody

� 1) primární foton interaguje fotoefektem
� 2) vznik vakance na hladině K,L či M�
� 3) přechod z vy��í hladiny
� 4) vyzáření přebytečné energie ve formě 

charakteristického záření X
� 5) měření tohoto záření 
� 6) vyhodnocení



Dal�í interakce

� Comptonův jev
� Tvorba párů
� Koherentní rozptyl
� Dal�í interakce



Geometrie měření



Zdroj záření

� Plutonium 238
� 12-20 keV
� 10 mCi (37 MBq)
� Doká�e vybudit 

záření u vět�iny 
prvků

� Prstencový zdroj 
firmy Amersham



Detektor

� Si/Li detektor � firma ORTEC
� FWHM 180 eV � čára Fe55 (5,9 keV)
� Chlazení tekutým dusíkem � 77 K
� Napětí -1500V



Dal�í zařízení

� Zesilovač
� Multikanálový analyzátor
� Počítač s programem QXAS



Vlastní měření

� Mince, prsteny, brýle
� Kvalitativní analýza
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Prsten 2
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